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Ing. Hugo Samuel Anguiano Bello

Representante autorizado.

Centro de Investigaciones en Optica, A.C.

Loma del Bosque No. 115, Col. Lomas del Campestre
C.P. 37150, Ledn, Guanajuato.

Presente.

Hago referencia a su escrito del dia 11 de junio de 2009, por el que solicita la ampliacion de
alcances y renovacion de la acreditacién de su laboratorio de calibracién en el 4rea de
Dimensional, de conformidad con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC17025:2005)
"Requisitos generales para la compsetencia de los laboratorios de ensayo y de calibracion”.

Sobre el particular, y con fundamento en lo dispuesto en los articulos 24 al 27, 38 fraccién VI,
39 fraccién IX, 68, 69, 70, 70-C de la Ley Federal sobre Mefrologia y Normalizacién, Tercer
transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Ley Federal sobre Matrologia y Normalizacion, publicado el 20 de mayo de 1997 en el Diario
Oficial de la Federacion y el oficio No. 100.98.00654 de fecha 10 de diciembre de 1998 por
medio del cual se autoriza la operacion de la entidad mexicana de acreditacién, a.c. (ema),
previo dictamen técnico favorable emitido por el Comité de Evaluacién de Laboratorios de
Calibracién, la entidad mexicana de acreditacion, a.c. expide la presente

Ampliacién de alcances y renovacién No. D-85, como laboratorio de calibracion, Gnicamente
en las mediciones y servicios de calibracién del area de Dimensional, en los alcances e
incertidumbres descritas en el anexo A del presente documento.

La vigencia de la presente Ampliacién de alcances y renovacién sera a partir del 21 de octubre
de 2009 y su validez queda sujeta a las evaluaciones que las dependencias competentes o la
entidad mexicana de acreditacién, a.c., realicen, a fin de constatar que el laboratorio de
calibracién en su estructura y funcionamiento, cumple cabalmente con las disposiciones de la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacién y los ordenamientos que derivan de ella.

Cabe mencionar, que las actividades que se desarrollen con motivo de la presente Ampliacién
de alcances y renovacién, deberan ajustarse puntualmente a los requerimientos que exige la
Ley Federal sobre Metrologia y Normalizacion, las reglas, procedimientos y métodos que se
establezcan en las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas y en su defecto las
internacionales, de lo contrario, pueden incurrir en las sanciones que expresamente se
consignan en dicha ley, asi como también en el Procedimiento para la Evaluacion y
Acreditacion vigente de la entidad mexicona de acreditacién, a.c.

En este sentido le recordamos que para evaluar la conformidad de las normas oficiales
mexicanas, es necesario obtener la aprobacién de la dependencia competente en los términos
de los articulos 38, fraccion VI, 70 y 83 de la citada Ley Federal sobre Metrologia y
Normalizacion.

El cumplimiento de los requisitos de la Norma ISOAEC 17025:2005 por parte de un
laboratorio significa que el laboratorio cumple tanto los requisitos de competencia
técnica como los requisitos del sistema de gestion necesarios para que pueda
enlregar de forma consistente resultados de ensayos y calibraciones técnicamente
validas. Los requisitos del sistema de gestion de la Norma ISO/IEC 17025:2005
(seccibn 4) estan escritos en un lenguaje que corresponde con las operaciones de
un laboratorio y satisfacen los principios de la Norma 1SO 9001:2000 “Sistemas de
Gestion de la Calidad- Requisitos” y ademés son afines a sus requisitos

pertinentes.”
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Notas para la interpretacién del anexo A:

. Magnitud: Es la magnitud en la que seré calibrado el Instrumento Bajo Callbracién (IBC).
Il. Tipo de Instrumento: Es el Patrén o Instrumento Bajo Calibraci6n (IBC)
lll. Métodos de medicién: Se indica el método de calibracién o medicion que el laboratorio utiliza para prestar el
servicio de calibracion
IV. Alcance o punto de medicién: Se indican el punto ylo los valores minimo y méximo del alcance acreditado
del serviclo de medicidn o calibracién
V. Condiciones de medicién
¢ Parametro: Es la condicién de medicién bajo la cual se realiza la calibracién del IBC. El valor de pardmetro
puede ser utilizado por el usuario del IBC para operarlo bajo las mismas condiciones que se observaron
durante su calibraci6n, o en su defecto, para que el usuario pueda aplicar las correcciones correspondientes.
» Especificaciones: Es el valor del parametrc (condiciones de medicién), que se observa durante la calibracién
del [BC.
Vl. Incertidumbre expandida: Se declara el valor de incertidumbre expandida que el laboratorio puede alcanzar
durante la prestacién del servicio de calibracién o medicién.
 Valor: Se refiere al valor de la incertidumbre de calibracitn del intervalo o punto de medicién.
» Unidad: Se declara la unidad en que se expresa el valor de la Incertidumbre expandida.
» Contribuclén del [aboratorio: Es la inceriidumbre asociada a las capacidades técnicas de calibracién del
laboratorio acreditado, expresada como una incertidumbre estdndar multiplicada por el factor de cobertura.
Este valor considera al menos, las sigulentes componentes de incertidumbre:
1.La incertidumbre de la calibracitn de los patrones que el laboratorio uiliza;
2. La incertidumbre del método de calibracién;
3. La incertidumbre asoclada con las condiciones de medicién en que se realiza el servicio de calibracién;
4.La Incerfidumbre que resulta por camblo de condiciones de medicion si el servicio de calibracitn se realiza
en sitio o en campo;
5.La incertidumbre por reproducibilidad del método de calibracién utilizado para realizar el servicio de
calibracién.
e Contribucién del IBC: Es la incertidumbre ascciada con el desempefio del instrumento bajo calibracién,
expresada come la incertidumbre estandar mulfiplicada per el factor de cobertura.
 Factor de cobertura: Es e! nimero por s! que se requiere multiplicar la incertidumbre est4ndar total para
obtener la mitad de un intervalo simétrico, centrado en la mejor estimacién del mensurando, en el cual se
puede de encontrar su valor verdadero, con un nivel de confianza de aproximadamente 95 %
¢ ¢Incertidumbre absoluta o relativa?: Se declara si el valor de la incertidumbre expandida ss un valor
absoluto o relativo. En el caso de que la incertidumbre expandida sea relativa, también se declara si es
respecto del valor nominal de! servicio de calibracion o de algdn valor a plena o media escala.
Vil. Patrén de referencla usado en la calibracién: Se informa el patr6n o patrones de referencia que el laboratorio
utiliza para realizar el servicio de calibracién o medicién.
VIil. Ensayos de aptitud que soportan la CMC: Se reportan aquellos Ensaycs de Apfitud en que el laboratorio ha
participado y que soportan especificamente el servicio de callbracién o medicién.

Sin ofro particular por el momento, agradeciendo de antemano la atencién que se sirva
dedicarle a la presente nofificacién, quedo a sus 6rdenes.

Atentamente,

Martin
irectora Ejecuti

c.c.p. Expediente.
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Tabla de expresién de las Capacidades de Mediclén y Calibracién (CMC] de un laboratorio de calibracién acreditado ACREDITACION  D-85
] 1 u ] v [] Vi Vil Vit X
Servicio de Callbraciin o Mediclén e < de medkidn Incertidumbre expendida Petrdn de roferencia usado en la calibracién ftud
Alezmes 0 pumto do, Ensayos de aptitud quo,
Megnltud Tipa.da Instrumento Método de medicién medicién Parimetro Especificationes vala iedes Contribucion del mm%mﬁ. E;&;“i@' Lincpglative e Patré Fuerte deo trazabilidzd soportan exta CMG Shservaciones
Bleques patrén de longitud de
Dimensional Calllrardores Comparacién directa 0mma1000mm Temparatura wocsac | MUY |y, RROBLAERAY 2 shsoluta  [grario Dy 1sextin la nomma NMX- ”""‘mmm
CH-3650:2004
Micrdmatros de exteriores Bloques patrén de longitud da
Dimensional con topes fllos e Comparseifn directs Omm a500mm “Temperstura 20°Ce1C ﬂnﬁ::“:‘m 13 ﬂn‘?::'r;::m ﬂnﬁ::::_mn:”m 2 absoluta grado 0y 1 segiin la porma NIVIX- me;ww
: Tt 3850
Caltbracién da bloques Comparechén con kloques 205 mma10mm £ 10,065 0,065 0,085
patrbn longitudinales, grado | patrén e i rodsme: (ongitnd > 10 mm 2 75 mm + 0,071 + 0,071 * 0,071 Blotues patrén de longitud de
Dimenstonal 0,1y Zaegln NNX-CH- om comparadar > Emmas0mm | Temparatua wecosT 0,050 prm % 0,090 £0,690 2 sboolora  arado Ksegin o orma. gy FoNnoseraldelonginud | Emsayo do pthud CAMEh-
3650:2004, Grado 0, ASLy | electremectnico de blogues »S8mma 75 mm £0,115 £0,115 £ 0,115 3650:2004 { }
AS2 ASME B.£9.1.9-2002, patrén. » 75 mrn a 100 mm $0,142 £0,142 0,42
Calihracién de bloques Compearifor com hinquas 205 mmaltmm £ 0,065 0,065 £ 0,085
patrén longitudinales, grado | patrén delz misma longitud » 10 mm a 25 mm + 0,071 £0,071 0,071 Aloques patrdn de longiud de
Diimensional 9,1 y2 sagin NMX-CH- en comparador > 25 mmaS0 mm Temperatura W0CLOET £0,090 m 20,090 +0,090 2 absolutz  |grade K segiin Ia narma NMX-CH- '“"""'“dﬁ","’""d; Tomgient m;ew.umumnmusb&{k
3650:2004, Grado 0, AS1y l # de bloques >50mma 75 mm £0,115 £ 0,115 £0,115 3550:2004 i
AS2 ASME B.89.1.9-2002. patrén. *> 75 mma 100 mm + 0343 £0,143 £0,143
Calfhrzcin de hloaes Comprracién con hlogues 205 mm a 10mm +0,034 +0,084 0,094
patrén lengitudinales, grado | patrén dn la misma longitud > 0mmaZs mm + 01,100 £0,100 10,100 Bloemes patrén de longhud de Patré sonal de | :
Dimensional 0, 1y 2 segiin NMX-CH- en comparader » 25 o a 50 mm Temperatura 20°CLD5°C * 0,118 um +0118 * 0,118 2 absclute grade K segdn la norma NFIX-CH- (
365002004, Grado 0, ASLy U 4 de bloques » 50 ram 8 75 mm +0244 0,144 £ 0,144 J6S0:2004 )
AS2 ASME B.80.1.9-2002. patrén. > 75 mm a 100 mm 20,174 +0,174 +0,174
P [ st P> #n direct - H6,3+0,055 L) 0,40+0008L) | i{53+0,0551) Bol Calibrader de indicadorescen | Patrdn nacional de longitud
B ¢ oo v 25 e Te w1 Lenmm wm Lenrmm Lenmm 2 reselucién de 0,001 mm (CENAM)
Rlnques patrén da langitud
Medidores de altura con Hi8 + 0,006 1) HE7 ¢ 021 | #(17-0,0000031) Patrén nacional da longhud
Dimensicnal divisién minirma de 0,01 mm Comparacién directa Omma 600 mm Temperature 26°C&1°C Lea rm um ‘me Len mm 2 shsoluta mdn(lylwgmm—“l;om NMX-| CENAM
Bloques patrén de longitud "
] i da espesor Comparacién directa Ommais mm Temperaturs 200" '—"-(0{3@'::‘39'-) um ﬂmﬁ;ﬁmu im'{t;:;)su H ahaoluta gredo 0y 1 segin |2 norma NMX- mw
CH-3650
Micrdtetros de Blogques patrén de longitud
i it fundidads divisién Comparacién directe ommaz5mm Temperatura 20°C21C 22 +003L) in #13+00031) | 4224+ 0,00051) 2 absoluta grado Oy 1 segin (2 norma NMX- Patrén nactanal da longitud!
i e 0,001, rmm Lenmm Lentmm Lenmm 13650 {cenam)
Medicién directa la £300 M da medicién
'] Mediién da plazas da nﬂq:ﬂmdenﬁpw :s:mm Temperatura wcEic H2+ 00091 Hm H3,20,0051) H3z+00030) 2 hset di 'dﬁ I 'I:Mdn e longizud
regulary compl coordenedss 25300 mmm tenmm Lenmm Lenmm n;“;“ (CENAM)
Dimemsicnal Plmosy paralelas épticas Dasplazamiemn de fasn 14¢ mm da ddmetre Temperstura 20°Cx1°C 0,02 wm 10,02 #0,02 2 ol fi Wyco hnmmdd
Desplazamterto de
Comparaderes 6pticos con
; platina de¢ 0 mm a 300 HZ+0,00040) L HOSL+0,0050) | {0,082 - 0,060006 bsot Stzant Patrén maciora! de longhd
b ol Om;'hr:[:ds mm efe X y de 8 mm a 200] Tomy 28TAST enmm Bm Lenmm 1) Lenmm 2 ¥ da vidrio {CENAM]
! mm on afe ¥
Dimensonal - Snticos Comparacibn diracta L‘*‘“:x“m”’m;mm e Tompertura 24°C25°C 0,04 % 04 40,04 2 ebsoluta Reglas gradusdss dovidrio | TOTO" "‘d"‘(cw ral do fongitud
Comparaderes opticos con . Patréin naclanal de longiud
Dimensional divisiéh minima de 1° Conparacién directa 0" a 3609 Temperatura 23°C2SC 29 (de arco) 25 5 2 akscluta Patrin da reticula srgular (CENAM)

Lo anterior por conducto de los signatarios auterizados sigulentes:

Irving Benito Martinez Corana
Luis Ignacio Garcia Marquez
Jorge Luls Garcla Marguez
Jorge Alberig Jasso Cortés
Carlos Pérez Santos

Oscar José Gutlérrez Trujillo
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